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はじめに 
 β-Ga2O3 結晶中の結晶欠陥としては、<010>に平行なバーガースベクトル b を持つらせん転位、

中空スリット状欠陥(ナノパイプ)、の二種類が見出されている[1],[2],[3]。一方で、それとは別に

{-201}面上の積層欠陥も報告されている[4]。 
 今回我々は X 線トポグラフ観察により、従来知られていたものとは異なる b を持つ転位を新た

に見出したので、その結果を報告する。 
実験方法 
 試料はブリッジマン法で育成した結晶から切り出した

1 インチ(100)面ウエハである。欠陥評価はリガク製 X 線

トポグラフ XRTmicron を用いた。詳細な評価条件は下記

の通りである。 
透過 X 線トポグラフ(ウエハ厚み全体を観察) 

X 線波長: 0.071nm (Mo Kα1) g ベクトル:020, 20-4 
反射 X 線トポグラフ(表面から深さ数十 um を観察) 

X線波長: 0.154nm (Cu Kα1) gベクトル:12 2 0, 10 0 3 
実験結果 
 図は同一ウエハの透過 X 線トポグラフ、および反射 X
線トポグラフ像である。透過 X 線トポグラフの場合はボ

ルマン効果により転位が白く映るのに対して、反射 X 線

トポグラフでは転位が黒く映る。 
 透過 X 線トポグラフでは、図 1(a)に示すような[010]方
向に伸びる転位像(転位 A と呼称)と、図 1(b)に示すよう

な円弧状に伸びる転位像(転位 B と呼称)が確認された。

転位 A は g=20-4 でコントラストが消失し、転位 B は

g=020 でコントラストが消失した。 
 一方で反射 X 線トポグラフでも同様に、[010]方向に伸

びる転位像(転位 A)と、円弧状の一部と考えられる転位像

(転位 B)が確認され、前者は g=10 0 3 で、後者は g=12 2 0
でコントラストが消失した。 
 以上の結果から、内積 g・b=0 でコントラストが消失す

ることを考慮に入れると、転位 A の b は<010>に平行で

あり、転位 B の b は<001>に平行であると解釈できる。

転位 A は従来報告されていた転位と同種のものであり、

転位 B は新たに見出された転位である。 
 β-Ga2O3 結晶のすべり系は既に提唱されているが[5]、
今回の結果はその内容とも整合する。 
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図 2 反射 X 線トポグラフ像 
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図 1 透過 X 線トポグラフ像 
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